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Caracterizacion
Quimica

CRISTALOGRAFIA Y ANALISIS ESTRUCTURAL

PALABRAS CLAVE DESCRIPCION
IJL - CC Xgamma realiza Analisis de composicion de polimeros y
(F;';i%SOCDRElSTALINAS’ caracterizacién estructural mediante técnicas de rayos X, con
especial atencion a la cristalografia y el analisis de difraccion. La
CRISTALINIDAD, difraccion de rayos X permite investigar las fases cristalinas, el

ORDENACION grado de cristalinidad y la organizacion molecular dentro de los
ESTRUCTURAL materiales poliméricos.

TECNICAS Y/O EQUIPAMIENTO DISPONIBLE
» Espectrometro

+ SAXS/WAXS

» Difractometro

» Espectrometro de fluorescence X

APLICACIONES
Calificacion de materiales, control de calidad, desarrollo de
polimeros
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